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Spolufinancovéano
Ev ro pSko u u n I I MINISTERSTVS SKOLETVI,

MLADEFE A TELOWYCHOWY

Technicka specifikace predmétu plnéni

Kombinovany FTIR mikroskop s FTIR spektrometrem

Zakladni minimalni technické parametry systému musi byt doloZitelné oficialni technickou specifikaci
nebo ¢estnym prohlasenim vyrobce.

Minimalni technické parametry:

1) Samostatné stojici FTIR mikroskop:

a) Soucasti mikroskopu je IC zdroj, déli¢ a detektor dle poZadovaného spektralniho rozsahu

b) Hmotnost mikroskopu maximalné 70 kg.

c) Kompaktni pfistroj s maximalnimi rozméry 400 x 800 x 700 mm.

d) Spektralni rozsah minimélné 600 — 6.000 cm™

e) Spektralni rozliseni: alespori 4 cm™

f) VIno&tova presnost: 0.05 cm™ (p¥i 1.576 cm™)

g) Maximalni vyska vzorku minimalné 40 mm.

h) Interferometr Michelsonova typu s koutovymi odrazeci a permanentni justaci bez pouZiti
kompenzacnich technik typu ,dynamic alighnment”, pohyb zrcadel interferometru musi byt
zajistén mechanismem bez tfeni

i) Déli¢ svazku: ZnSe

j) Kalibracni laser: Diodovy (HeNe neni akceptovatelny)

k) Zdroj zareni: Globar

I) TE Chlazeny MCT bez potteby kapalného dusiku pracujici v celém rozsahu 600 — 6.000 cm™.

m) Rychlost méFeni alespori 4 spektra/s pfi rozliseni 4 cm™,

n) Vnitfek pfistroje je vysousen a utésnén s moznosti profuku optiky inertnim plynem.

o) Veskera reflexivni optika je pozlacena.

p) Automaticka kontrola viech zékladnich komponent mikroskopu: laser, IC zdroj, detektor.

q) Pristroj kontinualné monitoruje svoji stabilitu, vykon a stav vlhkosti v pfistroji.

r) PFistroj musi komunikovat s PC prostfednictvim ethernet sitového kabelu a TCP/IP protokolu.

Zarizeni musi mit unikatni IP adresu.
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2) Prislusenstvi:
a) Objektiv dle nasledujicich parametr(:
- zvétSeni alesporn 8x
- pracovni vzdalenost min 30 mm
- jeden objektiv je schopen méfit v ATR, reflexnim i transmisnim maddu
b) Ge ATR krystal zabudovany do objektivu:
- Priimér hrotu krystalu max. 150 um
- Automatizované SW fizené umisténi krystalu do méfici polohy (bez nutnosti manualniho zasahu
uZivatele)
- Tlakovy senzor zabudovany do objektivu.
c) Spektrometricky modul pro méfeni makroskopickych vzork( dle nasledujici specifikace:
- Automatické SW fizené prepindni mezi spektrometrem a mikroskopem
- DLaTGS detektor schopny mé¥it v rozsahu min 600 —6.000 cm™.
- Moznost napojeni modull pro ATR, spekularni reflexi, DRIFTS i transmisi
- Soudasti je 1 odrazovy ATR modul s diamantovym fixovanym bez poufziti lepidel a adhesiv s
chemickou odolnosti v rozsahu pH min. 1-14.
d) Mikroskop je dale vybaven:
- CMOS kamerou, minimalné 5MPx, zorné pole minimdlné 1 x 1 mm, prostorové rozliSeni
minimalné 1 um/pixel.
- LED iluminaci.
- Automatizovanou noZovou aperturou pro pfesné ofiznuti optického svazku.
- X-Y mikroskopickym stolkem, pocitaové ovladanym s moznosti pohybu min. 50x75mm.
Pfesnost pohybu 0.1 um a opakovatelnost lepsi nez 1 um.
- Systémem pro automatické prfepinani mezi obéma detektory.

- Systémem pro automatické prepinani mezi IC a VIS médem.

3) Software:
a) Software pro ovladani mikroskopu, méreni, Upravu a vyhodnoceni naméfenych spekter a
mikroskopickych dat a reporting. Musi umoznovat funkce jako:
- Spréva a automatické provadéni testli operacni a provozni kvalifikace (0Q a PQ)
- Pokrocild nastaveni méreni
- Meéfeni prostorové rozliSenych 3D spekter, jejich vizualizace, manipulace a
vyhodnocovani

- Uprava naméfenych spekter, pre-processing, vyhodnocovéni polohy, vysky a $itky past

- Pokrocilda kompenzace atmosférickych vliva.
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- Prace s knihovnami vcetné jejich vytvareni a editace.
- ldentifikace spekter, vyhleddvani v rdémci knihoven.
- Kvantifikace na zakladé vytvorenych kalibraci s vyuzitim Lambert-Beerova zakona
- Pokrocilé funkce pro vyhodnocovani mikroskopickych map, jako je zobrazovani na zdkladé
plochy pasu, clusterova analyza, PCA analyza atd.
- MozZnost vytvareni a implementace maker.
- Vicelrovinova sprava uzivatel(.
- Import a export spekter.
b) Polymerni knihovna &itajici minimalné 200 IC spekter zakladnich polymert

c) Obecnd knihovna ¢itajici minimalné 300 IC spekter organickych i anorganickych latek

4) Ostatni:
a) Stolni PC s minimalni konfiguraci: 8 x 3.0 GHz procesor, 64 GB RAM, 256 GB SSD, 1TB HDU, displej
23,8 palce TFT, Windows 11 nebo lepsi, ethernet port + druhy monitor
b) UPS pro zajisténi chodu stroje béhem kratkodobého vypadku el. proudu
c) Instalace pfistroje a zaskoleni obsluhy jsou soucasti dodavky mikroskopu.
d) Zarucni doba zafizeni min. 12 mésicu
e) ProdlouZena zaruka na vybrané komponenty:
- Interferometr — 10 let
- Diodovy laser — 10 let
- Diamantovy ATR krystal — 10 let
- ICzdroj -5 let

Soucasti predmétu zakazky je rovnéz:

a) Doprava zafizeni

b) Vybaleni, instalace za pfitomnosti zastupce zadavatele

c) Uvedeni zatizeni do plné funkéniho a provozuschopného stavu
d) Protokol o fadném vyzkouseni, predani a prevzeti zafizeni

e) Kalibracni protokol, pokud je kalibrace nutna

f) Dokumentace v ¢eském jazyce a dle platné legislativy v CR

g) Zaskoleni obsluhy

h

~

Predani soupisu polozek dodavky
i) Odvoz a likvidace viech oball a material( pouzitych pti plnéni zakazky
j) Uklid prostor dotéenych instalaci stroje

k) Bezodkladné a bezplatné odstranéni zavad reklamovanych v zaru¢ni dobé



